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简答题
1.ICT的作用是什么？     
2.试说明ICT测试电阻器阻值的原理？为什么要加隔离点?
3.叙述测试晶体管的方法？
4.ICT上试编测试程序？（答案略）  
5.明功能检测工装的制作原理？
6.试和维修电路时排除故障的一般程序和方法是怎样的？
7.产品老化和环境实验有什么区别？电子产品环境实验包括哪些内容？


































【参考答案】：
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    1.ICT的作用是什么？     
答：ICT利用电脑技术，在大批量生产的电子产品生产线上，测试电路板上元器件是否正确及其参数、电路便装配是否正确。ICT测试，是电路板生产工序的有机组成部分，是电路板测试的重要手段和方法。
2.试说明ICT测试电阻器阻值的原理？为什么要加隔离点?
答：ICT测试电阻器阻值的原理：在电阻的测试针上加一个电流，然后测试这个电阻两端的电压，利用欧姆定律：R=U/I算出该电阻的阻值。电阻测量时，有时因为电路关系，为了测试结果更加准确，需加一隔离点。如图所示，
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电阻R1和R2、R3并联，当在1、2针位测试R1的阻值时，测试结果不是1KΩ，而是500Ω。这是由于由1号针位流入的电流I有一部分流入了R2、R3支路了。要解决这一问题，我们选择3号位增加一针号“3”，使“3”号针位的电位和1号针位的电位相等。那么R2、R3支路就不会使1号针位的电流分流了，测试结果也就准确了。“3”号针位就叫隔离点，编程对地“G”处填入“Y”，表示启动隔离功能。在“G1/4～G5”处填入“3”，表示“3”是隔离点。
3.叙述测试晶体管的方法？
答：三极管分三步测试：
  先测试bc极和be极之间的正向压降，这和二极管的测试方法相同（二极管正向测试时，加一正向电流在二极管上，二极管的正向压降为0.7V(硅材料管)，加一反向电流在二极管上，二极管压降会很大）。再测试三极管的放大作用：在be极加一基极电流，测试ce极之间的电压。例如：b、e极加1mA电流时，c、e之间的电压由原来2V降到0.5V，则三极管处于正常的放大工作状态。
4.ICT上试编测试程序？（答案略）  
5.明功能检测工装的制作原理？
答：功能检测工装的制作原理是用一个测试针床模拟整机与电路板相连。工装上将电板上的电源、地线、输入线和输出线接到针床的弹性测试针上，再用一些开关控制工装上的输入信号和电源，输出用指示灯、蜂鸣器或电机模拟整机上的相应输出负载。当将被测试电路板(卡)压到测试工装上时，工装上的输入端、输出端、电源端及地端接到电路板上，电路板就可以正常工作了。扳动工装上的开关或启动测试程序，电路板即可按其控制功能输出相应的信号给工装上的输出负载。测试人员就可根据输出的信号判断电路板工作是否正常。
6.试和维修电路时排除故障的一般程序和方法是怎样的？
答：排除故障的一般程序可以概括为三个过程：
① 调查研究是排除故障的第一步，应该仔细地摸清情况，掌握第一手资料。
② 进一步对产品进行有计划的检查，并作详细记录，根据记录进行分析和判断。
③ 查出故障原因，修复损坏的元件和线路。最后再对电路进行一次全面的调整和测定。
常用方法有：
 ⑴ 断电观察法;
⑵ 通电观察法; 
⑶ 信号替代法; 
⑷ 信号寻迹法; 
⑸ 波形观察法; 
⑹ 电容旁路法; 
⑺ 部件替代法; 
⑻ 整机比较法; 
⑼ 分割测试法; 
⑽ 测量直流工作点法; 
⑾ 测试电路元件法; 
⑿ 变动可调元件法
7.产品老化和环境实验有什么区别？电子产品环境实验包括哪些内容？
答：为保证电子整机产品的生产质量，通常在装配、调试、检验完成之后，还要进行整机的通电老化。同时，为了认证产品的设计质量、材料质量和生产过程质量，需要定期对产品进行环境试验。虽然这两者都属于质量试验的范畴，但它们有如下几点区别： 
⑴ 老化通常是在一般使用条件（例如室温）下进行；环境试验却要在模拟的环境极限条件下进行。所以，老化属于非破坏性试验，而环境试验往往使受试产品受到损伤。
⑵ 通常每一件产品在出厂以前都要经过老化；而环境试验只对少量产品进行试验，例如，新产品通过设计鉴定或生产鉴定时要对样机进行环境试验，当生产过程（工艺、设备、材料、条件）发生较大改变、需要对生产技术和管理制度进行检查评判、同类产品进行质量评比的时候，都应该对随机抽样的产品进行环境试验。
⑶ 老化是企业的常规工序；而环境试验一般要委托具有权威性的质量认证部门、使用专门的设备才能进行，需要对试验结果出具证明文件。
电子产品环境实验的内容通常主要包括如下内容： 
　　⑴ 绝缘电阻和耐压的测试
　　根据产品的技术条件，一般在仪器有绝缘要求的外部端口（电源插头或接线柱）和机壳之间、与机壳绝缘的内部电路和机壳之间、内部互相绝缘的电路之间，进行绝缘电阻和耐压的测试。
　　测试绝缘电阻时，同时对被测部位施加一定的测试电压（选择500V、1000V或2500V）达一分钟以上。
　　进行耐压试验，试验电压要在5～10s内逐渐增加到规定值（选择1kV、3kV或10kV），保持一分钟，应该没有表面飞弧、扫掠放电、电晕和击穿现象。
　　⑵ 对供电电源适应能力的试验
　　一般，要求输入交流电网的电压在220V±10%和频率在50Hz±4Hz之内，仪器仍能正常工作。
　　⑶ 温度试验
　　把仪器放入温度试验箱，进行额定使用范围上限温度试验、额定使用范围下限温度试验、储存运输条件上限温度试验和储存运输条件下限温度试验。对于Ⅱ类仪器，这些试验的条件分别是+40℃、-10℃、+55℃、-40℃，各4h。
　　⑷ 湿度试验
把仪器放入湿度试验箱，在规定的温度下通入水气，进行额定使用范围和储存运输条件下的潮湿试验。对于Ⅱ类仪器，这些试验的条件分别是湿度80％和90％，均在+40℃下进行48h。
　　⑸ 震动和冲击试验
把仪器紧固在专门的震动台和冲击台上进行单一频率震动试验、可变频率震动试验和冲击试验。试验有三个参数：振幅、频率和时间。对于Ⅱ类仪器，只做单一频率震动试验和冲击试验，这两项试验的条件分别是30Hz、0.3mm/1.28g和10～50次／min、5g、共1000次。
　　⑹ 运输试验
把仪器捆绑在载重汽车的拖车上行车20km进行试验，也可以在4Hz、3g的震动台上进行2h的模拟试验。
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